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[50] D. Pacifici, G. Franzò, F. Priolo, F. Iacona, and L. Dal Negro, Phys. Rev. B

67, 245301 (2003).
[51] P. G. Kik, M. L. Brongersma, and A. Polman, Appl. Phys. Lett. 76, 2325

(2000).
[52] D. Kovalev, H. Heckler, M. Ben-Chorin, G. Polisski, M. Schwartzkopff, and F.

Koch, Phys. Rev. Lett. 81, 2803 (1995).
[53] M. E. Castagna, S. Coffa, M. Monaco, L. Caristia, A. Messina, R. Mangano,

and C. Bongiorno, Physica E 16, 547 (2003).
[54] A. Nazarov, J. M. Sun, W. Skorupa, R. A. Yankov, I. N. Osiyuk, I. P. Tjagulskii,

V. S. Lysenko, and T. Gebel, Appl. Phys. Lett. 86, 151914 (2005).
[55] M. J. A. de Dood, J. Knoester, A. Tip, and A. Polman, Phys. Rev. B 71, 115102

(2005).
[56] V. M. Agranovich and M. D. Galanin, Electronic Excitation Energy Transfer in

Condensed Matter (Elsevier, 1982).
[57] X. L. Wu, Y. F. Mei, G. G. Siu, K. L. Wong, K. Moulding, M. J. Stokes, C. L.

Fu, and X. M. Bao, Phys. Rev. Lett. 86, 3000 (2001).
[58] R. A. Senter, C. Pantea, Y. Wang, H. Liu, T. W. Zerda, and J. L. Coffer, Phys.

Rev. Lett. 93, 175502 (2004).
[59] K. Imakita, M. Fujii, and S. Hayashi, Phys. Rev. B 71, 193301 (2005).
[60] J. Lee, J. H. Shin, and N. Park, J. Lightwave Technol. 23, 19 (2005).
[61] M. Wojdak, M. Klik, M. Forcales, O. B. Gusev, T. Gregorkiewicz, D. Pacifici,
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